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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO D’UN DETECTOR DE CENTELLEIG PER L’EQUIP
DE FLUORESCENCIA DE RAIGS X PANALYTICAL AXIOS DELS CENTRES CIENTIFICS
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1. OBJECTE

El present Plec de Prescripcions Técniques (PPT) té per objecte definir les caracteristiques i
requisits minims que hauran de reunir els béns que s'ofereixin en el present concurs, per al
subministrament i instal-lacioé d’un detector de centelleig a I'equip de fluorescéncia de raigs X
ubicat a la Unitat d’Analisi de Metalls dels Centres Cientifics i Tecnoldgics de la Universitat de
Barcelona (CCiTUB).

L'objectiu de I'adquisicié i instal-lacié d’'un nou detector és mantenir les possibilitats de mesura
de l'espectrometre de raigs X ja que, tractant-se d’un element que esta sotmés a desgast,
actualment ja esta en unes condicions en qué es fa necessaria la seva substitucié.

En el present plec de prescripcions técniques es descriuran aquells punts que es considerin
de major rellevancia i no es fara constar una descripcié detallada del component. No obstant
aixo, un cop instal-lat el detector, ha de funcionar a plena satisfaccid, complint totes i
cadascuna de les especificacions del fabricant de I'espectrometre.

Abans de I'adjudicacié definitiva, la mesa de contractacié pot sol-licitar al subministrador la
informacidé i documentacié complementaria, especialment d'alld que faci referéncia als
aspectes de configuracié i/o caracteristiques técniques de I'equip ofert.

2. CONSIDERACIONS GENERALS

L’espectrometre de raigs X Panalytical Axios, instal-lat a la Unitat d’Analisi de Metalls, és un
instrument que s’utilitza per a la determinacié de composicié elemental en tipus de mostres
molt diversos. Es tracta d’'un equip amb alta ocupacié que és utilitzat per una gran varietat
d’'usuaris.

L’espectrometre disposa d’'una série de detectors que requereixen un cert manteniment i que
estan sotmesos a desgast, de manera que requereixen ser substituits quan ja no compleixen
les especificacions necessaries per fer la seva funcio.

En el cas del detector de centelleig, el detector que s'utilitza actualment és l'original que
portava I'equip en el moment de la seva instal-lacié I'any 2010. Actualment, esta en unes
condicions que ja requereixen fer-ne la substitucio.

La renovacié d’aquest detector permetra mantenir I'espectrometre de raigs X en condicions
optimes de funcionament.
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3. CARACTERISTIQUES TECNIQUES DEL COMPONENT

Els licitadors hauran de presentar una proposta que compleixi tots els requisits que es
descriuen a continuacioé:

- Detector de centelleig d’alt rendiment per espectrometres de fluorescéncia de raigs X
sequencials.

- Compatibilitat total amb el maquinari i programari de I'espectrometre de raigs X
Panalytical Axios instal-lat a la Unitat d’Analisi de Metalls.

- Reduccio de fons que permeti limits de deteccié millorats en el rang del Ru al Cd.

4. INSTAL-LACIO

L'adjudicatari es compromet a realitzar la instal-lacio i ajustos necessaris del detector perqué
compleixi les especificacions tecniques fixades pel fabricant de I'espectrometre de raigs X.

5. ALTRES MILLORES
Extensio del periode de garantia obligatori en un o dos anys, essent en total de dos o tres

anys.
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